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Wynalazek dotyczy sposobu badania charakte-
rystyk przebiegbw o nieznanym czasie trwania.

Znany sposOb badania charakterystyk o niezna-
nym czasie trwania polega na wykonaniu pewmnej
ograniczonej liczby pomiaréw w réwnych odste-
pach czasu, w czasie z gbry ustalonym. Pomiary
te s3 wykonywane w odstepach czasowych réw-
nych zakresowi pomiarowemu podzielonemu przez
liczbe pomiaréw. Wyniki tych pomiaréw sg prze-
twarzane ma warbto$ci cyfrowe i rejestrowane w
pamieci urzadzenia.

W przypadku gdy istotne jest zbadamie calego
przebiegu nalezy przyjaé znacznie wickszy zakres
pomiarowy niz przewidywany czas trwania prze-
biegu, w celu zagwarantowania, ze przebieg za-
koniczy sie przed uplywem ustalonego czasu. Ma
to szczegélnie zmaczenie przy badaniu przebiegéw
niepowtarzalnych. Ten sposéb powoduje, ze ilosé
badanych punktéw pomiarowych znacznie maleje.
Z drugiej strony ustalenie zbyt krétkiego zakresu
pomiarowego moze spowodowaé utrate czesci in-
formacji, ze wzgledu na zakoficzenie zakresu po-
miarowego przed zakonczeniem badanego przebie-
Istota sposobu badania charakterystyk wedlug
wynalazku polega na tym, ze w kazdym zakresie
pomiarowym usuwa sie co drugi z dotychczas za-
rejestrowanych pomiaréw. Powstale wolne miejsca
w pamieci urzadzenia zapemia sie w nastepnym,
dwukrotnie wigkszym zakresie pomiarowym. W
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pierwszym zakresie pomiarowym dokonuje sie re-
jestracji mierzonego przebiegu w odstepach czasu
réwnych zakresowi pomiarowemu podzielonemu
przez liczbe zarejestrowanych pomiaréw. W kai-
dym nastepnym zakresie pomiarowym czestotli-
wosé rejestracji dwukrotnie maleje.

Sposéb wedtug wynalazku pozwala na zarejestro-
wanie duzej liczby pomiaréw bez wzgledu na czas
trwania przebiegu mierzonego i bez utraty czesci
informaciji.

Wynalazek jest blizej wyjasniony przykladowo
na podstawie ukiadu przedstawionego na rysunku,
ktéry przedstawia urzadzenie do badania charak-
terystyk przebiegéw o mnieznanym czasie trwania
sposobem wedbug wymalazku.

Sygnat z ukladu pomiarowego 4 podawany jest
na przetwornik analogowo-cyfrowy 3, ktéry.zamie-
nia wartoéé analogowa mierzonego przebiegu na
warto$é cyfrows. Z wyijécia przetwornika 3 infor-
macja cyfrowa doprowadzoma jest na wejécie ukida-
du pamigei 2. W czasie pomiaru informacja zosta-
je zapisana do kolejnych komérek pamseci. Ko-
niec zakresu pomiarowego jest jednoczesty "z cal-
kowitym zapelnieniem pamieci 2. W momencie za-
koriczenia zakresu pomiarowego informacja z wyj-
ukladu wybierajacego 1. Uklad ten odprowadza co
druga informacje podawang na jego weiscle i
powtérnie ja zapisuje w nastepnym zakresie po-
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miarowym. Po fazie przepisywania pamigci jest
ona zapelniona w potowie.

Pomiary w kazdym nastegpnym zakresie pomia-
rowym dokonywane s3 z dwukrotnie mmiejszg cze-
stotliwodcia w stosunku do zakresu poprzedniego.
Wykonuje si¢ tylko uzupelniajacg polowe pomia-
row. Liczba zakreséw pomiarowych jest praktycz-
nie nieograniczona, Najkr6tszy zakres pomiarowy
jest ustawiany automatycznie w momencie rozpo-

4
przetworzeniu ich wynikéw z wartosci -analogo-
wych na cyfrowe, zarejestrowaniu w pamieci u-
rzadzenia, przy czym zakresy pomiarowe sj tak
dobrane, ze kandy nastepny zakres jest dwukrot-
nie wiekszy od poprzedniego, znamienny tym, ze
w kazdym zakresie pomiarowym usuwa sie co dru-
g3 z dotychczas zarejestrowanych warto$ci i pow-
state tak wolne miejsca w pamieci zapelnia sie w
nastepnym zakresie pomiarowym, przy czym w

czgcia pomiaru. 10 pierwszym zakresie pomiarowym dokonuje sie re-
. . jestracji mierzonego przebiegu w odstepach czasu
Zastrzezenie patentowe réwnych zakresowi pomiarowemu podzielonemu
S 'PQ' s6b~ Badafiia  tharakterystyk przebiegéw o przez liczbe zarejestrowanych pomiaréw, a w kaz-
nieznanym czasfe “trwania polegajacy na wykony- dym kolejnym zakresie pomiarowym czestotliwosé
waniu pomiaréw w réwnych odstepach czasu i po 15 rejestracji dwukrotnie maleje.
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